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Wafery, k femenné substraty

Typické aplikace

souwfastky s PAV (SAW) pro stabilizaci a filtraci knitto(rezonatory, filtry, oscilatory)
soutastky s PAV (SAW) pro senzory

optoelektrické salastky

vf mikrovinné obvody

biotechnologické oblasti

fotolitografické technologie

atd.

Vlastnosti

- standard@ vyrabime wafery s pmery 3“ (76,2 mm) a 4" (100,0 mm),

- dodavame wafery siznou kvalitou povrchu — od brouseného az petgss PAV (SAW) kvalitou,

- material: syntetickylemen ale i dalsi krystalické piezoelektrické makgi( napklad lithium niobat, lithium tantalat, langasitjmé)

Typicka specifikace kemennych substrat
Parametr 3" substrat 4" substrat tolerance

Priamer [ mm | 76.2 100 +0.2 mm

od 250 do 2000 um, standaed®50 nebo 500,

+
resp. dle specifikace zakaznika +10pm

Tlouska [ um ]

) skupina STezi (tj. ot&‘eny Yrez. kolem osy X o 25° — 50°),
Uhelezu Fezy Y90°, Z90°, X90°, ZX 1°50, ... +5’
specialni a akteré 2x otédenérezy dle pozadavku zédkaznika

pomoci zéezi na hlavni ploSce, papboku waferu,

Znacen pomoci vedlejsich plodek — velikost a usnistile zakaznika,
uhlurezu laserovy popis pod hlavni plodkou — dle pozadadkaznika
Hlavni ploSka
- poloha standard®@ kolmé na osu -X +15’
- délka [mm] 23.5 mm (3“) a 32 mm (4“) nebo podle pozadavku zakea +1.5 mm

brouseny — typicky rubova strana — Ra = 0,12 — U249
leSeny opticky — Ra < 10 nm,
leSeny PAV kvalita — RMS < 1 nm
(pro kaZdou stranu lze volit jinou kvalitu)
TTV[um] <8
Prihyb [ pm ] <40

Odchylky od standardnich hodnot a dalSi parametry je mozné s nami konzultovat

Kvalita povrchu

Vnéjsi rozméry [mm]

3" substrat 4" substrat
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